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Abstract (en)
The method involves using an inductive sensor arrangement which comprises a primary coil and a secondary coil, whose field is traversed by a coin.
The primary coil is supplied with a periodical transmitter signal which contains preferably harmonics, and an evaluation circuit evaluates the signals
of the secondary coil to produce an acceptance- or rejection signal. A periodically recurring section of the transmitter signal is associated with an
amount of switching steps, envelope curves are formed from the values of the reception signal of secondary coil at the respective recurring switching
steps, and the evaluation circuit forms at least one criterion for the acceptance- or rejection signal from the amount of contemporaneously produced
envelope curves.

Abstract (de)
Verfahren zur Prüfung von Münzen mit einer induktiv arbeitenden Sensoranordnung, die eine Primärspule und eine Sekundärspule aufweist,
deren Feld von einer Münze durchquert wird, bei dem die Primärspule mit einem periodischen Sendesignal gespeist wird, das vorzugsweise
Harmonische enthält und bei dem eine Auswertevorrichtung die Signale der Sekundärspule auswertet zwecks Erzeugung eines Annahme- oder
Rückgabesignals, gekennzeichnet durch folgende Verfahrensschritte: Einen periodisch wiederkehrenden Abschnitt des Sendesignals wird in eine
Anzahl von Schaltschritten zugeordnet, Aus den Werten des Empfangssignals der einzigen Sekundärspule werden bei den jeweiligen sich mit der
Frequenz des Sendesignals wiederholenden Schaltschritten Hüllkurven gebildet und Die Auswertevorrichtung bildet aus der Anzahl der zeitgleich
erzeugten Hüllkurven mindestens ein Kriterium zwecks Erzeugung des Annahme- oder Rückgabesignals. <IMAGE>
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